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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MESURE ET COMMANDE DANS LES PROCESSUS INDUSTRIELS -
APPRECIATION DES PROPRIETES D'UN SYSTEME
EN VUE DE SON EVALUATION -

Partie 8: Evaluation des propriétés non liées
a la tache d'un systéme

AVANT-PROPOS

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre a

sujet traité peut participer. Les organisations internations
liaison avec la CEIl, participent également,aux trav

S, rnemen €
a collabore- étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon xées|par'acgord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl t Ies uest| s tech iques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les suje , que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’étud

3) Les documents produits se présentent sous la \ € andations internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techiniques ou-gui 2 e’tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'u Ie les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans\toutexla mesuy ormes internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. di ence € orme de la CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante d i ; 3 ans cette derniére.

5) La CEl n’a fixé a arquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand matéri S é conforme a I'une de ses normes.

6) L’attention est attirée it que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de le ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence

La Nor £l 61069-8 a été établie par le sous-comité 65A: Aspects systémes

du comité d'etud a CEl: Mesure et commande dans les processus industriels

Le texte de cette no

e est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
65A/278/FDIS 65A/282/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

La figure 1 indique les relations entre la présente partie et les autres parties de la CEIl 61069,
ainsi que la position relative de la présente partie dans la norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INDUSTRIAL-PROCESS MEASUREMENT AND CONTROL -
EVALUATION OF SYSTEM PROPERTIES FOR
THE PURPOSE OF SYSTEM ASSESSMENT -

Part 8: Assessment of non-task-related system properties

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide orgarization

for Standardization (ISO) in accordance W|th cond
organizations.

2) The formal decisions or agreements of
international consensus of opinion on the rel
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of reco

4) In order to promote intern
Standards transparentl a )
divergence between the a esponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provide
equipment declarec

6) Attention is drawn to ibih ome”of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. E t sponsible for identifying any or all such patent rights.

069-8 has been prepared by subcommittee 65A: System aspects,
65: Industrial-process measurement and control.

The text of this standaxd is based on the following documents:

FDIS Report on voting
65A/278/FDIS 65A/282/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The relation of this part to the other parts of IEC 61069 and the relative place of this part within
this standard is shown in figure 1.
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La partie 1 fournit un guide complet qui, en tant que tel, est destiné a constituer une partie
autonome.

La partie 2 détaille la méthodologie d'évaluation.
Les parties 3 a 8 fournissent un guide pour I'évaluation de groupes spécifiques de propriétés.

La division des propriétés en différentes parties numérotées de 3 a 8 a été choisie afin de
regrouper les propriétés apparentées.

énéral: Mesure et
steme en vue

La CEl 61069 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre
commande dans les processus industriels — Appréciation des propriétés
de son évaluation:

Partie 1: Considérations générales et méthodologie
Partie 2: Méthodologie a appliquer pour I'évaluation
Partie 3: Evaluation de la fonctionnalité d'un systéme
Partie 4: Evaluation des caractéristiques de fonctionne
Partie 5: Evaluation de la s(ireté de fonctionneme
Partie 6: Evaluation de I'opérabilité d'un systéme
Partie 7:
Partie 8:

1) A publier.
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Part 1 provides the overall guidance and as such is intended as a stand-alone publication.
Part 2 details the assessment methodology.
Parts 3 to 8 provide guidance on the assessment of specific groups of properties.

The division of properties in parts 3 to 8 has been chosen so as to group together related
properties.

IEC 61069 consists of the following parts, under the general title: Industrial-process
measurement and control — Evaluation of system properties for the purpose of system
assessment:

Part 1: General considerations and methodology

Part 2: Assessment methodology

Part 3: Assessment of system functionality

Part 4: Assessment of system performance

Part 5: Assessment of system dependability

Part 6: Assessment of system operability

Part 7: Assessment of system safety 1)

Part 8: 3 prope
Annexes A, B, C and D are for information.

1) To be published.
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEl 61069 traite de la méthode qu'il convient d'utiliser pour évaluer les
propriétés d’un systéme de mesure et commande de processus industriels qui ne sont pas
liées a sa tache méme.

Evaluer un systéme consiste a juger, sur la base d'éléments concrets, de sa bonne aptitude a
remplir une mission ou un ensemble de missions spécifiques.

Pour obtenir tous les éléments nécessaires il faudrait procéder a une apréc ation compléte

rarement réalisable dans la pratique, la démarche qui gwdera % i n systéme
consiste a

ant que guide pour planifier une appréciation et
appréciations; l'appréciation des propriétés d'un
‘évaluation de ce systéme.

Dans ce cas, o
suivre ses procér
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INTRODUCTION

This part of IEC 61069 deals with the method which should be used to assess the non-task-
related properties of industrial process measurement and control systems.

Assessment of a system is the judgement, based on evidence, of the suitability of the system
for a specific mission or class of missions.

To obtain total evidence would require complete (i.e. under all influencing conditions)
evaluation of all system properties relevant to the specific mission or class of mijssions. Since

An assessment can only be carried out\i C ated (or given), or if any
mission, can be hypothesized. In the c a Missi assessment can be made;

In such cases, the stand _gui r planning an evaluation and it provides
procedures for performjng e i i ions are an integral part of assessment.
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Partie 1:
Considérations générales
et méthodologie

Domaine d'application
Définitions
Bases d'une évaluation
Considérations relatives a I'évaluation
Le systeme
Propriétés
Conditions d'influence
Procédures d'évaluation
Définition des objectifs
Conception et schéma

Partie 2:
Méthodologie

Analyse des obje

Planification e/d'évaluation

\
Protocole ( N EXxécution du programme d'évaluation
irectives et suivi

Partie 3: Fonctionnalité

Partie 4: Caractéristiques de fonctionnement
Partie 5: SGreté de fonctionnement

Partie 6: Opérabilité

Partie 7: Sécurité

Partie 8: Propriétés non liées a la tdche

IEC 548/99

Figure 1 — Disposition d'ensemble de la CEl 61069
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Part 1:
General considerations
and methodology

Scope
Definitions
Basis of assessment
Assessment consideration
The system
Properties
Influencing conditions
Assessment procedure
Definition of the objectives
Design and layout

Part 2:
Methodology

Planning

Protocol ( = Wn of assessment programme
Q onitér and control

Part 3: Functionality

Part 4: Performance
Part 5: Dependability
Part 6: Operability

Part 7: Safety

Part 8: NTR properties
N

Assessment report IEC 548/99

Figure 1 — General layout of IEC 61069
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MESURE ET COMMANDE DANS LES PROCESSUS INDUSTRIELS -
APPRECIATION DES PROPRIETES D'UN SYSTEME
EN VUE DE SON EVALUATION -

Partie 8: Evaluation des propriétés non liées
a la tache d'un systéme

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61069 couvre I'évaluation des propriétés d ¢ de mesure

La méthodologie d'évaluation détaillée dans la CEIl 61069-2 iquée “a d’obtenir le
programme d'évaluation des propriétés qui ne sont pas liées/ala

s’appliquent pas. Toutefoi
la CEI 61069 so@' :
des documents n i

du document norma
le registre des Naq

ique. Les membres de la CEIl et de I'ISO possédent
n vigueur.

CEI 61069-2:1993
propriétés d'un syst
I'évaluation

me en vue de son évaluation — Partie 2: Méthodologie a appliquer pour

CEI 61069-6:1998, Mesure et commande dans les processus industriels — Appréciation des
propriétés d'un systeme en vue de son évaluation — Partie 6: Evaluation de I'opérabilité d'un
systéme

CEIl 61069-7,— Mesure et commande dans les processus industriels — Appréciation des
propriétés d’un systéme en vue de son évaluation — Partie 7: Evaluation de la sécurité d’un
systéme 1)

CEI 61506:1997, Mesure et commande dans les processus industriels — Documentation des
logiciels d'application

1) A publier.
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